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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Verfahren und Anordnung zum Auslesen und Verarbeiten eines Strahlungsbildes 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und erne Anord- so 
nung zum Auslesen und Verarbeiten von auf elnem losch- 
baren Bildtrager (34), insbesondere einer mit einer kristal- 
linen Speichersubstanz beschichteten Bildplatte, einzeln 
aufgenommenen Strahlungsbijdern. Zum Auslesen eines 
Strahlungsbildes wird die Bildspeicherflache (36) des in 
einer Auslesevdrrichtung (10) fixierten Bildtragers (34) 
mittels eines Abtaststrahls (40) einer Anregungsl ichtquel- 
le (22) abgetastet. Das beim Abtasten von Bildpunkten 
(42) der Bildspeicherflache (36) emittierte Nutzlicht (44) 
wird bezuglich Abtastkoordinaten (<{>, z) der Auslesevor- 
richtung (10) erfafct und in eine das Strahlungsbild raster- 
artig wiedergebende Bildmatrix digital umgesetzt. Zur 
Korrektur von Fehlern des ausgelesenen Strahlungsbil- 
des, die auf Inhomogenitaten der Bildspeicherflache (36) 
beruhen, wird aus einer initialen Korrekturbildaufnahme 
fur jeden Bildpunkt (42) ein Korrekturwert als Element ei- 
ner Korrektur matrix bestimmt. Die Bildmatrix nachfol- 
gendaufdem Bildtrager (34) aufgezeichneter und ausge- 
lesener Strahlungsbiider wird dann nach Mafcgabe der 
Korrekturmatrix bildpunktweise korrigiert. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifrt ein Verfahren und eine Anordnung 
zum Auslesen und Verarbeiten von auf einem loschbaren 
Bildtrager, insbesondere einer mit einer kristallinen Spei- 
chersubstanz beschichteten Bildplatte, einzeln aufgenom- 
menen Strahiungsbildern nach dem Oberbegriff des Patent- 
anspruchs 1 bzw. 14. 

Bei Anordnungen dieser An werden die eingesetzten 
Bildplatten, die auch als Phosphorspeicherplatten bezeich- 
nct wcrdcn, im Strahlcngang cincs Aufnahmcgcrais, insbe- 
sondere eines Elektronenmikroskops oder Rontgenapparats, 
durch hochenergetische Strahlung "belichtet". Die in der 
kristallinen Speicherschicht der Bildplatte latent gespei- 
cherte Strahlungsbildinformation wird dann in einem in der 
Regel gesonderten Auslesegerat durch Abscannen der Bild- 
speicherfiache unter Lumineszenz-Anregung ortsauflosend 
abgefragt wobei die Bildinformation durch das Auslesen 
geloscht wird und die Bildplatte somit erneut zur Bildauf- 
nahme verwendbar ist. Solche Bildplatten besitzen zwar ei- 
nen groBen Dynamikbereich, jedoch wird die Bildqualitat 
durch verschiedene Rauschquellen beeintrachtigt. Bei gerin- 
ger Bestrahlung wird das Rauschen aufgrund der statistisch 
einfallenen Photonen durch das Signal selbst erzeugt. Bei 
hohcrcn Photoncnflusscn dagegen dominicrcn linear von der 
Bestrahlungsstarke abhangige Rauschterme, die von herstel- 
lungsbedingten Inhomogenitaten in der Speicherschicht der 
Bildplatte herruhren und zu einer ortsabhangig veranderli- 
chen Empfindlichkeit fuhren. 

Der Vorteil geringeren Quantenrauschens bei starkerer 
Bestrahlung wird damit aufgehoben. 

Ausgehend hiervon liegt der Erfindung die Aufgabe zu- 
grunde, ein Verfahren und eine Anordnung der eingangs ge- 
nannten Art dahingehend zu verbessern, daB die Bildqualitat 
des ausgelesenen Strahlungsbildes vor allem bei starkerer 
Bestrahlung erhdht wird. 

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung durch die Merk- 
malskombination des Patentanspruchs 1 bzw. 14 gelost. 
Vortcilhaftc Ausgcstaltungcn und Wcitcrbildungcn der Er- 
findung ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen. 

Der Kerngedanke der Erfindung liegt darin, die ausgele- 
sene Bildmatrix durch ein entsprechend der geornetrischen 
Beziehung der ortsabhangigen Rauschquellen geordnetes 
Schema von digitalen Korrekturwerten rechnerisch hin- 
sichtlich ihres Signal/Rausch-Verhaltnisses zu verbesserri. 
Um dies zu ermoglichen, wird in verfahrensmaBiger Hin- 
sicht gemaB der Erfindung vorgeschlagen* daB fur jeden 
Bildpunkt ein Korrekturwert als Element einer Korrektur- 
matrix zur Kompensatidn von Inhomogenitaten der Bild- 
speicherfiache bestimmt wird, daB die Korrekturmatrix in 
einem Speichermittel dem Bildtrager zugeordnet wird, und 
daB die Bildmatrix von nachfolgend aus dem Bildtrager aus- 
gelesenen Strahlungsbildem nach MaBgabc der Korrektur- 
matrix bildpunktweise korrigiert wird. Damit ist es moglich, 
die Bestrahlungsstarke bei der Bildaufhahme zur Unterdruk- 
kung des Quantenrauschens zu erhohen, ohne daB das Si- 
gnal/Rausch-Verhaltnis durch Inhomogenitaten der Spei- 
cherplatte beeintrachtigt wird. Dabei miissen die Korrektur- 
werte fur beliebige Bildaufhahrnen nur einmal bestimmt 
werden. 

GemaB einer besonders bevorzugten Ausgestaltung der 
Erfindung wird die Abweicbung der Fixierlage des Bildtra- 
gers von einer Soll-Lage in der Auslesevorrichlung ennit- 
telt, so daB die Bildmatrix und die dem Bildtrager zugeord- 
nete Korrekturmatrix unter Ausgleich der Lageabweichung 
aufeinander abgebildet werden konnen. Dazu ist es guns tig, 
wenn die Ist-Positionen von mindestens zwei an dem Bild- 
trager im Abstand voneinander angeordneten Markierungen 



in der Abtastvorrichtung erfaBt und unter Bestimmung der 
Lageabweichung mit vorgegebenen Soll-Positionen vergli- 
chen werden. Die Ist-Positionen der Markierungen konnen 
mittels des Abtaststrahls optisch erfaBt und in den Abtastko- 

5 ordinaten der Abtastvorrichtung bestimmt werden. Entspre- 
chend der Abweichung der Ist-Positionen von Soll-Positio- 
nen lassen sich die Elemente der Bild- und Korrekturmatrix 
durch eine Transformation der Abtastkoordinaten, insbeson- 
dere eine Parallelverschiebung und/oder eine Drehung, kon- 

10 gruent aufeinander abbilden. 

Grundsatzlich ist cs auch moglich, daB anstcllc einer 
rechnerischen Lagekorrektur der Bildtrager durch eine Hal- 
tevorrichtung in einer vorgegebenen Fixierlage in der Aus- 
lesevorrichtung gehalten wird. 

15 GemaB einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung der Er- 
findung wird die Korrekturmatrix aus mindestens einem 
durch homogene Bestrahlung der Bildspeicherfiache erhal- 
tenen Korrekturbild ermittelt. Dabei lassen sich die Korrek- 
turwerte der Korrekturmatrix aus dem \ferhaltnis der rnittel- 

20 eren Intensitat und der Bildpunktintensita 1 1 des Korrekturbil- 
des bestimmen. In einem nachfolgend aufgenommenen 
Strahlungsbild konnen dann Bildinhomogenitaten durch 
Multiplikation der Elemente der Bildmatrix mit den zeilen- 
und spaltenmaBig zugeordneten Elementen der Korrektur- 

25 matrix kompensiert wcrdcn. 

Zur Verbesserung des Signal/Rausch-Verhaltnisses ist es 
vorteilhaft, wenn mehrere Korrekturbilder ausgelesen und 
unter Erfassung und Ausgleich voneinander abweichender 
Fixierlagen des Bildtragers zur Bildung einer gemittelten 

30 Korrekturmatrix einander deckungsgleich iiberlagert wer- 
den. 

t Jm einen eventuell nichtlinearen EinfluB eines Bildpara- 
meters, insbesondere der mittleren Intensitat oder der Spei-' 
cherdauer des Strahlungsbildes, zu berucksichtigen, kann 

35 fur jeden Bildpunkt eine Korrekturkennlinie in Abhangig- 
keit von dem Parameter ermittelt und die Korrekturmatrix 
aus den punktweise gespeicherten Korrekturkennlinien ge- 
gebenenfalls durch Interpolation bestimmt werden. 

Bei untcrschicdlichcr Bildauflosung konnen die Korrck- 

40 turmatrix und Bildmatrix durch Interpolation in ihrer Zei- 
len- und/oder Spaltenzahl aneinander angepafit werden. 

Zur Verringerung des Speicherbedarfs laBt sich die Kor- 
rekturmatrix als Kurvennetz in Form von funktionalen Be- 
ziehungen speichern. 

45 Vorteilhafterweise wird die KoiTekturmatrix in einem 
Speichermittel unmittelbar oder mittelbar hinterlegt. Dabei 
kann die Zuordnung zu dem verwendeten Bildtrager gemaB 
einer auf dem Bildtrager angeordneten, insbesondere durch 
einen Strichkode gebildeten Kodierurig erfolgen. 

50 Im Hinblick auf eine Anordnung zum Auslesen und Ver- 
arbeiten von Strahlungsbildem wird die eingangs gestellte 
Aufgabe dadurch gelost, daB ein Speichermittel zur Spei- 
chcrung cincr zur Kompcnsation von Inhomogenitaten der 
Bildspeicherfiache bestimmten Korrekturmatrix, deren Ele- 

55 mente den Bildpunkten einzeln zugeordnet sind, vorgesehen 
ist, und daB ein Bildverarbeitungsrechner zur bildpunktwei- 
sen Korrektur der aus dem Bildtrager ausgelesenen Strah- 
lungsbilder nach MaBgabe der Korrekturmatrix ausgebildet 
ist 

60 Vorteilhafterweise ist auf dem Bildverarbeitungsrechner 
eine Transformationsroutine geladen, die zur lagekorrigier- 
ten Oberlagerung der Korrekturmatrix und der Bildmatrix in 
Abhangigkeit von einer gefafiten Abweichung der Fixier- 
lage des Bildtragers von einer vorgegebenen Soll-Lage vor- 

65 gesehen ist 

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der 
Zeichnung in schematischer Weise dargestellten Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert Die einzige Figur zeigt ein 
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Blbckschaltbiid einer Anordnung zum Auslesen und Verar- 
beiten eines auf einer BiLdplatte gespeicherten Strahlungs- 
bildes. 

Die Anordnung besteht im wesentlichen aus einer Ausle- 
sevorrichtung 10 und einer Verarbeitungseinrichtung 12. 
Die Auslesevorrichtung 10 urnfaBt eine mittels Motor 14 urn 
ihre Langsachse drehbare Abtastwalze 16 und einen mittels 
Motorspindeltrieb 18 in Richtung der Langsachse der Ab- 
tastwalze 16 verfahrbaren Abtastkopf 20, auf dem ein Laser 
22 und ein Photomultiplier 24 angeordnet sind. Die Verar- 
beitungseinrichtung 12 wcist cincn cingangsscitig mit dem 
Photomultiplier 24 verbundenen Signal verstarker 26, einen 
mit den Ausgangssignalen des Signalverstarkers beauf- 
schlagbaren Analog/Digital- Wandler 28 und einen dem 
Analog/Digital- Wandler nachgeordneten, mit einem Spei- 
chermittel 30 gekoppelten Bildverarbeitungsrechner 32 auf. 

Eine Biidplatte 34 dient zur Aurnahme eines Strahlungs- 
bildes, das durch hochenergetische Strahlung beispielsweise 
eines nicht gezeigten Rontgengerats erzeugt und in der be- 
strahlten Bildspeicherflache 36 der Biidplatte 34 latent ge- 
speichert wird. Zum Auslesen des Strahlungsbildes wird die 
flexible Biidplatte auf der Mantelfl ache 38 der Abtastwalze 
16 fixiert und optisch abgetastet. Hierzu wird der gegen die 
Mantelnache 38 gerichtete Abtaststrahi 40 des Lasers 22 un- 
tcr Drchung der Abtastwalze 16 und Vbrschub des Abtast- 
kopf s 20 in einer Abtastbewegung uber die Bildspeicherfla- 
che 26 gefuhrt. Der Abtaststrahi 40 stimuli ert dabei an dem 
momentan abgetasteten Bildpunkt 42 auf der Bildspeicher- 
flache 36 eine Lumineszenzemission, deren Intensitat von 
der gespeicherten Bildinformation abhangt Das emittierte 
Lumineszenzlicht 44 wird von dem Photomultiplier 24 liber 
ein vorgeordnetes Optiksystem 46 erfaBt und als Nutzsignal 
an die Verarbeitungseinheit 12 weitergeleitet. Durch fortlau- 
fende Digitalisierung des Nutzsignals im Analog/Digital- 
Wandler 28 entsteht somit im Laufe der Abtastbewegung 
eine das Strahlungsbild rasterartig wiedergebende digitale 
Bildmatrix B, deren Elemente by zunachst in Abtastkoordi- 
naten <f>, z uber die jeweilige Drehwinkellage <p der Abtast- 
walze 16 und Vorschublage z des Abtastkopfs 20 erfaBt wcr- 
den. Durch die Lumineszenzemission wird die gespeicherte 
Bildinformation "geloscht", und der Bildtrager 34 kann zur 
erneuten Aufnahme eines Strahlungsbildes wiederverwen- 
det werden. 

Zur Kbmpensation von Flacheninhomogenitaten der 
Bildspeicherflache 36, die sich als systematische Bildfehler 
bemerkbar machen, wird die Bildmatrix B rechnerisch auf- 
bereitet. Die Gewinnung der Korrekturdaten erfolgt durch 
Aufnahme mindestens eines Korrekturbildes initial vor der 
eigentlichen Verwendung des Bildtragers 34 Hierzu wird die 
Bildspeicherflache 36 homogen bestrahlt und das so erhal- 
tene Korrekturbild ausgelesen. Aus dem Verhaltnis dermitt- 
ieren Intensitat I und der Bildpunktintensitat Iy des Lumi- 
ncszcnzlichts der cinzclncn Bildpunktc 42 konncn dann 
Korrekturwerte cy als Element einer Korrekturmatrix C ge- 
wonnen werden: 

C = (c Lj ) = I/Iy (1) 

Dabei beziehen sich die Zeilen- und Spaltenindizes i, j auf 
das abgetastete Koordinatengitter der Abtastkoordinaten <p, 

z. 

Bei Bestimmung einer gemittelten Korrekturmatrix C 
aus einer Anzahl k von Korrekturbildern stellt sich das 
Problem, daB die zu uberlagernden Bildpunkte 42 der Bild- 
speicherflache 36 unterschiedliche Abtastkoordinaten (p, z 
aufweisen, sofem nicht stets eine deckungsgleiche Fixie- 
rung des Bildtragers 34 beim Auslesevorgang gewahrleistet 
ist. Urn einen eventuellen Versatz zu korrigieren, werden die 



einzelnen Matrizen C k entsprechend der jeweiligen Fixier- 
lage des Bildtragers 34 kongruent aufeinander abgebildet, 
so daB Korrekturwerte (Cij) k mit dienselben Indizes i, j, auch 
demselben Bildpunkt 42 zugeordnet sind. Die Erfassung der 

5 Fixierlage beim Auslesen eines Korrekturbildes erfolgt 
durch Abtasten der Ist-Positionen von im Abstand vonein- 
ander auf dem Bildtrager 34 angebrachten Ruores zenzmar- 
kierungen 48 mittels der Abtastvorrichtung 10. Entspre- 
chend den Dififerenzen der Ist-Positionen von vorgegebenen 

IP Soll-Positionen werden dann die Matrizen einander dek- 
kungsglcioh ubcrlagcrt. In der Rcgcl geniigt hicrfur cine cin- 
fache Koordinatentransformation des Abtastkoordinatengit- 
ters, insbesondere eine Parallelverschiebung und/oder eine 
Drehung. Gegebenenfalls kann durch eine Streckung oder 

15 Stauchung des Koordinatengitters auch eine mogliche Ver- 
zerrung des auf die Abtastwalze 16 aufgespannten Bildtra- 
gers 34 beriicksichtigt werden. 

Urn eine Abhangigkeit der Bildinhomogenitaten von ei- 
nem Aufhahmeparameter, insbesondere der mittleren Be- 

20 strahlungsintensitat oder der Speicherdauer des Strahlungs- 
bildes, zu beriicksichtigen, kdnnen anstelle eines einzelnen 
Korrekturwertes cjj fur jeden Bildpunkt 42 Korrekturkennli- 
nien aufgenommen werden, aus denen die Korrekturmatrix 
fur einen gegebenen Parameterwert gegebenenfalls durch 

25 Interpolation der Kcnnlinicnpunktc bestimmt wird. 

Die gegebenenfalls gemittelte Korrekturmatrix bzw. die 
Korrekturwerte der Kennlinienpunkte werden als Datensatz 
in dem Speichermittel 32 in Zuordnung zu dem Bildtrager 
34 hinterlegt. Um bei Verwendung einer Mehrzahl von Bild- 

^0 tragern den jeweiligen Datensatz zuweisen zu konnen, be- 
sitzt jeder Bildtrager 34 eine zweckmaBig als Strichkode 
ausgebildete Kodierung 50, die in der Abtastvorrichtung 10 
auslesbar ist. Zur Verringerung des Speicherbedarfs ist ies 
grundsatzlich mdglich, daB die Korrekturmatrix als Kurven- 

35 netz in Form von funktionalen Beziehungen, insbesondere 
Koeffizienten von Polynomen gespeichert wird, aus denen 
sich die einzelnen Korrekturwerte Cy zuriickgewinnen las- 
sen. Denkbar ist es auch, daB die Korrekturmatrix mit einer 
gcringcrcn Auflosung als die BUdmatrix B abgcspcichcrt 

40 wird, wobei sich die fehlenden Zwischenpunkte durch Inter- 
polation ermitteln lassen. 

Mit dem gespeicherten Korrekturdatensatz bzw. der dar- 
aus abgeleiteten Korrekturmatrix C lassen sich Abbildungs- 
bzw. tJbertragungsfehler aufgrund von Bildinhomogenita- 

45 ten in der Bildmatrix B nachfolgend aufgenommener Strah- 
lungsbilder rechnerisch beseitigen. Auch rrierfur muB zu- 
nachst gewahrleistet sein, daB die Elemente by, Cy der Bild- 
und Korrekturmatrix bei gleichen Indizes jeweils demselben 
Bildpunkt 42 zugeordnet sind. Zu diesem Zweck wird in der 

50 vorstehend in Zusammenhang mit der Koirekturmittelwert- 
bildung beschriebenen Weise die Abweichung der Hxier- 
lage des Bildtragers 34 von einer Soll-Bildlage in der Ausle- 
scvorrichtung 10 crmittclt und die Bild-und Korrekturmatrix 
durch eine geeignete Transformation punktweise aufeinan- 

55 der abgebildet. Bei angenommenem linearen Zusammen- 
hang zwischen der Inhomogenitat der Bildspeicherflache 
und der Lumineszenzlichtintensitat bzw. Bildhelligkeit wird 
im einfachsten Fall die Bildmatrix B durch Multiplikation 
ihrer Elemente by mit den nach Gleichung (1) gewonnenen 

60 Korrekturwerten Cy der Korrekturmatrix C multipliziert, um 
so ein verbessertes Strahlungsbild zu erhalten, 

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten: Die Erfin- 
dung belriffl ein Verfahren und eine Anordnung zum Ausle- 
sen und Verarbeiten von auf einem loschbaren Bildtrager 34, 

65 insbesondere einer mit einer kristallinen Speichersubstanz 
beschichteten Biidplatte, einzeln aufgenommenen Strah- 
lungsbildern. Zum Auslesen eines Strahlungsbildes wird die 
Bildspeicherflache 36 des in einer Auslesevorrichtung 10 fi- 
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xierten Bildtragers 34 mittels eines Abtaststrahls 40 einer 
Anregungslichtquelle 22 abgetastet Das beim Abtasten von 
Bildpunkten 42 der Bildspeicherflache 36 emittierte Nutz- 
licht 44 wird beziiglich Abtastkoordinaten q>, z der Auslese- 
vorrichtung 10 erfaBt und in eine das Strahlungsbild raster- 5 
artig wiedergebende Bildmatrix digital umgesetzt. Zur Kor- 
rektur von Fehlern des ausgelesenen Strahlungsbildes, die 
auf Inhomogenitaten der Bildspeicherflache 36 beruhen, 
wird aus einer Initialen Kprrekturbildaufnahme fur jeden 
Bildpunkt 42 ein Korrekturwert als Element einer Korrek- to 
turmatrix bcstimmt Die Bildmatrix nachfolgcnd auf dem 
Bildtrager 34 aufgezeichneter und ausgelesener Strahlungs- 
bilder wird dann nach MaBgabe der Korrekturmatrix bild- 
punktweise korrigiert. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Auslesen und Verarbeiten von auf 
einem loschbaren Bildtrager (34), insbesondere einer 
mit einer kristallinen Speichersubstanz beschichteten 20 
Bildplatte, einzeln aufgenommenen Strahlungsbildem, 
bei welchem 

- die Bildspeicherflache (36) des in einer Ausle- 
sevorrichtung (10) fixierten Bildtragers (34) mit- 
tels cincs Abtaststrahls (40) einer Anrcgungslicht- 25 
quelle (22) abgetastet wird, 

- das beim Abtasten von Bildpunkten (42) der 
Bildspeicherflache (36) emittierte Nutzlicht (44) 
beziiglich Abtastkoordinaten (<p, z) der Auslese- 
vorrichtung (1Q) erfaBt und in eine das Strah- 30 
hmgsbild rasterartig wiedergebende Bildmatrix 
(B) digital umgesetzt wird, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

- fur jeden Bildpunkt (42) ein Korrekturwert (cy) 
als Element einer Korrekturmatrix (C) zur Kom- 35 
pensation von Inhomogenitaten der Bildspeicher- 
flache (36) bestirnmt wird, 

- die Korrekturmatrix in einem Speichermittel 
(30) dem Bildtrager (34) zugcordnct abgespci- 
chertwird, 40 

- die Bildmatrix (B) von nachfolgend aus dem 
Bildtrager (34) ausgelesenen Strahlungsbildem 
nach MaBgabe der Koirekturmatrix (C) bild- 
punktweise korrigiert wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 45 
net, daB die Abweichung der Fixierlage des Bildtragers 
(34) von einer Soll-Lage in der Auslesevorrichtung 
(10) ermittelt wird, und daB die Bildmatrix (B) und die 
dem Bildtrager zugeordnete Korrekturmatrix (C) unter 
Ausgleich der Lageabweichung aufeinander abgebildet 50 
werden, so daB einander entsprechende Matrixele- 
mente (by, c^) der Bild- und Korrekturmatrix jeweils 
dcmsclbcn Bildpunkt (42) zugcordnct sind. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Ist-Positionen von rnindestens zwei an dem 55 
Bildtrager (34) im Abstand voneinander angeordneten 
Markierungen (48) in der Abtastvorrichtung (10) erfaBt 
und unter Bestimmung der Lageabweichung mit vorge- 
gebenen Soll-Positionen verglichen werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 60 
net, daB die Ist-Positionen der Markierungen (48) mit- 
tels des Abtaststrahls (40) optisch erfaBt und in den Ab- 
tasikoordinaten (<p, z) besliinmt werden. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Bildmatrix (B) und Kor- 65 
rekturmatrix (C) durch eine Transformation der Abtast- 
koordinaten (<p, z), insbesondere eine Parallelverschie- 
bung untiVoder eine Drehung, aufeinander abgebildet 
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werden. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Bildtrager (34) durch 
eine Haltevorrichtung in einer vorgegebenen Fixier- 
lage in der Auslesevorrichtung (10) gehalten wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Korrekturmatrix (C) aus 
rnindestens einem durch flachenhomogene Bestrahlung 
der Bildspeicherflache (36) erhaltenen Korrekturbild 
ermittelt wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Korrekturwerte (cy) der Korrekturmatrix 
(C) aus dem Verhaltnis der mittieren Intensitat (I) und 
der Bildpunktintensitat (Iy) des Korrekturbildes ermit- 
telt werden, und daB die Elemente (by) der Bildmatrix 
(B) eines Strahlungsbildes mit den zugeordneten Ele- 
menten (c^) der Korrekturmatrix (C) muitipliziert wer- 
den. 

9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn^ 
zeichnet, daB mehrere Korrekturbilder ausgelesen und 
unter Erfassung und Ausgleich voneinander abwei- 
chender Fixieriagen des Bildtragers (34) zur Bildung 
einer gemittelten KoTOkturmatrix (C) einander dek- 
kungsgleich uberlagert werden. 

10. ycrfahrcn nach cincm der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB fur jeden Bildpunkt (42) 
eine Korrekturkennlinie in . Abhangigkeit von einem 
Bildparameter, insbesondere der mittieren Intensitat 
oder der Speicherdauer des Strahlungsbildes, ermittelt 
wird, und daB die Korrekturmatrix (C) aus den punkt- 
weise gespeicherten Korrekturkennlinien gegebenen- 
falls durch Interpolation bestirnmt wird. 

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Korrekturmatrix (C) 
und Bildmatrix (B) bei unterschiedlicher Bildauftosung 
durch Interpolation aneinander angepaBt werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 11, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Korrekturmatrix (Q als 
Kurvcnnctz in Form von fiinktionalcn Bczichungcn gc- 
speichert wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Korrekturmatrix (C) in 
einem Speichermittel (32) unmittelbar oder mittelbar 
hinteriegt wird, und daB die gespeicherte Korrekturma- 
trix (C) dem verwendeten Bildtrager (34) gemaB einer 
auf dem Bildtrager (34) angeordneten, insbesondere als 
Strichkode ausgebildeten Kodierung (50) zugeordnet 
wird. 

14. Anordnung zur Auslesen und Verarbeiten von auf 
einem loschbaren Bildtrager (34), insbesondere einer 
mit einer kristallinen Speichersubstanz beschichteten 
Bildplatte, einzeln aufgenommenen Strahlungsbildem, 
mit cincr Auslesevorrichtung (10) zum Fixicrcn des 
Bildtragers (34) und Abtasten von dessen Bildspeicher- 
flache (36) mittels eines Abtaststrahls (40) einer Anre- 
gungslichtquelle (22) > wobei das beim Abtasten von 
Bildpunkten (42) der Bildspeicherflache (36) emittierte 
Nutzlicht (44) mittels eines Photodetektors (24) erfaBt 
und durch einen Analog/Digital- Wandler (28) in eine 
das Stfahlungsbild rasterartig wiedergebende Bildma- 
trix (B) umgesetzt wird, gekennzeichnet durch ein 
Speichermittel (32) zur Speicherung einer zur Kom- 
pensalion von Inhomogenitaten der Bildspeicherflache 
(36) bestimmten Korrekturmatrix (C), deren Elemente 
(Cy) den Bildpunkten (42) einzeln zugeordnet sind, und 
durch einen Bildverarbeitungsrechner (30) zur bild- 
punktweisen Korrektur der aus dem Bildtrager (34) 
ausgelesenen Strahlungsbilder nach MaBgabe der Kor- 
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rekturmatrix (Q. 

15. Anordnung nach Anspruch 14, gekennzeichnet 
durch eine auf dem Bildverarbeitungsrechner (30) ge- 
ladene Transformationsroutine zur lagekorrigierten 
tjberlagerung der Korrekturmatrix (C) und der Bildma- 
trix (B) in Abhangigkeit yon einer erfaBten Abwei- 
chung der Fixierlage des Bildtragers (34) von einer 
vorgegebenen Soll-Lage. 
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